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Responsabilités

Niveau Laboratoire

Directeur du LNE-CNAM, laboratoire national de métrologie pour la radiométrie, photométrie, température et
longueur

Responsable de I'équipe « Radiométrie / Photonique »

Responsable d’étalonnage de I'unité opérationnelle « Photométrie »

En charge du maintien a niveau des références nationales de photométrie (candela, lumen, lux) et de
spectrophotométrie (facteur de transmission, facteur de réflexion)

Niveau National

Président de I'Association Francaise de I'Eclairage (AFE)

Représentant national pour la division 2 de la CIE (mesure de la lumiere)

Contact francais pour les comparaisons clef des grandeurs photométriqgues du CCPR ou de Euramet-PR
Membre du comité de pilotage du GDR CNRS 2044 APPAMAT

Niveau International

Secrétaire de la Division 2 de la CIE

Directeur du comité technique CIE TC2-85,

Co-directeur du comité technique transversal (D1/D2/D8) JTC17

Membre de 4 Comités Techniques (TC2-81, TC2-77, JTC12)

Membre du groupe de travail EURAMET-PR, en charge de la stratégie de recherche sur la thématique «
innovation »

Coordinateur de la comparaisons clef EURAMET-PR-K6 (comparaison du facteur de transmission, 18
participants)

Coordinateur de projets de recherche Européen :
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https://inm.cnam.fr/
https://inm.cnam.fr/laboratoire-commun-de-metrologie-lne-cnam-accueil--769295.kjsp?RH=inm.rayo&RF=inm
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https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccpr/
https://www.euramet.org/technical-committees/tc-pr/
http://gdr-appamat.cnrs.fr/
http://cie.co.at/technical-work/divisions/division2
http://www.cie.co.at/technicalcommittees/recommendation-geometrical-parameters-measurement-bidirectional-reflectance
http://www.cie.co.at/technicalcommittees/gloss-measurement-and-gloss-perception-framework-definition-and-standardization
http://www.cie.co.at/technicalcommittees/update-cie-0651985-absolute-radiometers
http://www.cie.co.at/technicalcommittees/fundamental-concepts
http://www.cie.co.at/technicalcommittees/measurement-sparkle-and-graininess
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JRP 18SIB03 \

SReflect

Sept 2013 — Ao(t 2016 Avril 2017 — Mars 2020 Mai 2019 — Avril 2022
"xDReflect", JRP IND52 — Multidimensional Reflectometry for Industry

Projet de recherche Européen financé par le programme EMRP, 36 mois, 10 partenaires européens, 2.9 M€. L'objectif
de ce projet était de :

faire progresser la métrologie primaire dans le domaine de la goniospectrophotométrie (mesure de la BRDF)
proposer de nouvelles solutions pour la caractérisation du goniochromatisme, brillant, scintillant et fluorescent
proposer une nouvelle génération d’échantillons étalons de transfert pour ces 4 effets visuels

"BiRD", JRP 16NRMO08 — Bidirectional Reflectance Definitions

Projet de recherche Européen financé par le programme EMPIR , 36 mois, 11 partenaires européens, 536 k€.

L'objectif de ce projet est de :

Initier un travail normatif sur la maniere dont les mesures de BRDF doivent étre réalisées pour caractériser les
échantillons goniochromatiques, brillants et scintillants.
Proposer une méthode d’archivage des mesures de BRDF afin d’harmoniser les échanges entre les instruments

"BxDiff ", JRP 19SIB03 — New quantities for the measurement of appearance

Projet de recherche Européen financé par le programme EMPIR, 36 mois, 17 partenaires européens, 1,6 M€.

L'objectif de ce projet est de :

Résoudre les derniers problemes métrologiques liés a la mesure de la BRDF (polarisation, speckle, mesure sur
petits objets)

Développer et comparer les échelles métrologiques des laboratoires nationaux de métrologie pour la mesure de
la BTDF

Développer une référence primaire pour la mesure de la BSSRDF

Développer, sélectionner et promouvoir une nouvelle génération d’étalon de transfert pour les mesures de BRDF,
BTDF et BSSRDF

Activité de recherche

Maintien des références nationales de photométrie et spectrophotométrie

Actualisation des bancs de mesure pour de réduire l'incertitude dans la mise en ceuvre des références afin de
maintenir la métrologie francaise au plus haut niveau mondial.

Réalisation périodique au meilleur niveau d'exactitude des références primaires francaises de photométrie
(candela, lux, lumen) et spectrophotométrie (facteur de transmission réguliere).

Coordination et participation a des « comparaisons clef » au niveau mondial (CCPR) et européen (Euramet-PR).
Ces comparaisons consistent a confronter les références nationales a celles des autres pays.

« Métrologie de I'apparence » au laboratoire commun de métrologie LNE-CNAM.
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Développement et validation d’'une référence primaire pour la mesure de la réflectance bidirectionnelle (BRDF)
par la conception, construction et validation d'un instrument de mesure appelé goniospectrophotométre primaire,
qui permet une réalisation indépendante de ces quantités au plus haut niveau d’exactitude.

Développement d’'un équipement original permettant d’acquérir la BRDF avec une résolution angulaire de 0,015°,
soit meilleure que celle de I'ceil humain. Cet équipement combine I'approche mécanique traditionnelle des
goniospectrophotométres avec une détection sophistiquée basée sur I'association d’'une optique de Fourier et
d’'une caméra CCD trés faible bruit. Il fournit des mesures ayant la plus fine résolution angulaire au monde.

Etude de la sensation visuelle de brillant par la réalisation d’expériences. Construction d’échelles perceptives
associées a des incertitudes de mesures. Ces mesures permettent de progresser dans la compréhension des
mécanismes visuels impliqués dans la sensation de brillant.

Développement d’'un équipement original permettant de faire des mesures de uBRDF (BRDF sur des surfaces de
d’un diametre de 50pum) et de BSSRDF.

Parcours académique

depuis 2006 Maitre de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers (HDR depuis 2019), Paris.
2005 — 2006 Ingénieur de Recherche contractuel a I'Institut National de Métrologie, CNAM, Paris.

2004 — 2005 Guest Researcher au National Institute of Standards and Technology (NIST), USA

2002 — 2004 ATER a l'université de Paris VI.

1999 — 2003 Doctorant au Muséum National d’Histoire Naturelle, sous la direction du Prof. F. Viénot

2004 — 2005 Post-Doc au National Institute of Standards and Technology (Gaithersburg, US).

1999 — 2003 Doctorant au Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris .
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